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NTERNATIONALE ZUSAMMEj^BEIT AUF DEM 


iEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUN 

(Artlkel 36 und Regel 70 PCT) 


- 5. Fpb. 7(ltH 


Aktenz-etchen des Anmskters oder Anwalts 
INF 1559-PC 

lAiPiTFDFQ vrifir&eMfiM MitteOung ubef Oid GberMOdung des intematkMiate 
wtrTEHES V9H6BneN vortfiuHgon Prdhmosbertch» (Forwbtatt PCT>IPEAM16) : 

n 

Intsmaltonales Aktanzeldien 
PCTiEP 03J00087 

imemaHonales Afmneidedatum (Tag/Monai/ 

Jahr) 

Pnorit&tsdatum (Tag/MonaUJahr) 
15-01-2002 



Intemationate PatentMossifikation (IPK) oder rationale Klassinkadon und tPK 
H01L214:)33 


Anmektar. 

INFINEON TECHNOLOGIES AO ot al. 


1 . Dteser intwnationate voftaufige PruhjngsJ>erioht wurtle von der ntli der Internailonaten vortAufigen PrOfung 
b^auftmgtan Benonto ersteitt und wird dom Anmelder gennaB Anikel 36 QbermlttetL 


2. pieser BERICHT umfaBI Insgesamt 5 BIftttar olnschKeBltch dieses Deckblatts. 

B AuBertiem liegan dem B«richt ANtAGEN bei; daba) handeh aa sfch urn Blotter mil Be6Chrelbungen» Anspruchdn 
undbdor Zeichnungen, die geandort warden und dlasem Berkshi zugrundo liagan, undMer BlAtter mit vor diesar 
Behoffdo vorganommonon Berichtigungon (slehe Regal 70.16 und Abschnht 607 dar Verwaltungsriehtlinian zum 
PCT), 

DIeae Aniagen umfassen Insgesamt 2 Blfttker. 


3, Diosor Bericht enthdlt Angaben zu fotgenden Punkten: 


1 


Qnjndlaga des Beschelds 

li 

n 

Prioritat 

III 

□ 

Kama Erstellung elrrn Outochtens uber Neubeit, erflndeniscbe Tfttlgkelt und gewarbUche Anwendbarkett : 

IV 

□ 

Mangelnda EInhaHlichkeit der Erfindung 

V 

la 

BegrOndete Feststellung nach Regal 66.2 a)il) hinsichtUch der NeuheiC der erflnderischen Tdtigkett und der 
geweibttchen Anwendbaikan; Unterlagen und Erktaningen zur Stotzung diesar Fesistellung 

VI 

□ 

Bestlmmte angefOhrta Unterlagen 

VII 

□ 

Bestimmte Mdnge) der lntematk>nalen Anmeklung 

VIII 

□ 

Beslimmts Bemerkungen zur intemattonalen Annrteklung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTJEP 03^0087 


I. Grundlage das Beriohta 

1 . Hinsichtlich der BeslandteQe der internationafen Anmeldung (ErsaublStter, die dem Anmoidoamt aufeine 
Auffofdewng nach Artikel 14 hin vorgehgi warden, goHon im Rahmon dieses BeHchts ate *urspranglich 
eingereicht' und sind ihm nicht beigefOgt, woil sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 und 70. 17)): 


Basohreibung, Seiten 

1 -9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
AnsprQche, Nr. 

1 -9 eingegangen am 20.01 .2004 mil Schreit>eR vom 1 5.01 .2004 
Zelchnungen, Blatter 

1/2-a2 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. HineichtUch der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde In der Sprache, in der 
die Internationale Annr^eldung eingereicht worden ist, zur VerfOgung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur Verfugung bzw, wurden in die$er Sprache 
eingereicht: dabei handelt es eich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nachRegai 23.1(b)). 

□ die Ver^tfentiichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 4a.3(b)). 

□ die Sprache der OberseUung. die fOr die Zwecke der intemationalen vorlSufigen PrQfung eingerek:ht 
worden ist (nach Regel S5.2 undMer 65.3). 

3. Hinsfchtllch der in der Intemationalen Anmeldung offenbarten Nudeotid- undMer Aminosiuresequenz ist die 
Internationale vorifiuf Ige Prufung auf der Qaindlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der Intemationalen Anmddung in schriftlicher Fomi enthalten ist. 

□ zusammen mit der intematlonaien Anmeldung In computeilesbarer Fonn eingereicht worden ist. 

□ bei der Behdrde nachtrSgllch in schriftlicher Forni eingereicht worden ist. 

□ bel der Behflrde nachtr&gllch in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erkiarung. dafl das nachtrdglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 
Offenbamngsgehalt der intemationalen Anmeklung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erkiarung, daB die In computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Autgnjnd der Anderungen sind fotgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschratbung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zetehnungen, Blatt* 
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INTERNATIONALER VORLAUHQER 

PRUFUNQSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/00087 


5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Andemngen erstallt worden, da diese aus dein 

angegebenen GrOnden nach Auffassung der Behorde Qber den OffenbaoingsgehaH In der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf ErsatzblAtter, die salche Anderungon enthahen, ist unter Punict 1 hinzuweisen: sie sind diesem Bericht 
belzufQgen.) 

6. Etwafge 2u8dtzlk;he Bemerkungen: 

V. BegrOndete FeststeUung nach Artikel 35(2) hinslehtlich der NeuheH, der erf inderischen Tatigkeit undl 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und EfkUrungen zur SlOtzung dieser Ftetetellung 

1. Feststellung 
Neuhdit(N) Ja: AnsprOche 1 

Nein: AnsprOche 

Erfinderischd TStigkort (IS) Ja: AnsprQche 1 

NeIn: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1 

NeIn: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklamngen; 
eiehe Beibiatt 


FormUatt PCT^PEA/409 (Januar 2004) 


Ab&.: Wilhelm & Beck; 


089 12114735; 


26-Mar-04 9:47; 


Selte 8 


INTERNAT10NALER VORLAURGER International^ Aktenzelchen PCT/EPCKy00087 
PROFUNGSBERICHT - BEiBLATT 

Zu PwnKt Y 

Begrundete Feststeilung nach Artikei 35(2) hmsichtlich der Neuheit, der 
erfinddrischen Tatigkeit und der gewerfollchen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die engllschsprachlge Zusammenfassung des Dokuments JP-A-63 281 441 zusammen 
mft den Zeichnungen dee Dokuments JP-A-63 281 441 (= Dokument 01) wird als 
nSdistliegender Stand der Technik gegenuber dam Gegenstand des Anspruchs 1 an- 
gesehen* Es offenbart (die Venweise In Klammem beziehen sicin auf dieses Dokument): 

Verfahren zur Maskiemng von ersten Ausnehmungen (linke Ausnelimung in Fig. 2 (b)) 
einer Struklur mlt einem groBen Aspeklverhiltnis aus elner Menge von Ausnehmungen 
(linke und rechte Ausnehmung in Fig. 2 (b), siehe auch Fig. 1) mit untersohiedHchen 
Aspektvertialtnissen, mit folgenden Scliritten : 

- auf die Struktur wird eine Fullschicht (24) aufgebrachit, wobei die Fullschicht (24) in 
der Weise aufgebracht wird, dass sicin in ersten Ausnehmungen mit eInem groBen 
Aspektverhattnts ein Hohlraum (25) ausbildet, 

- die FQUechicht (24) wird bis in den Bereich des Hohlraums (25) abgetragen. (da die 
FQIIsdiicht mittels des Atzvorgangs komplett aus der Ausnehmung mit dem groRen 
Aspektverhaitnis entfeml wird, wird vorher ein Zwischenstadium errelcht, in dem die 
FQIlschicht bis in den Bereich des Hohlraums abgetragen wurde) 

- in einem Atzvorgang wird die Fullschicht (24) abgetragen, wobei der Atzvorgang auch 
in dem Hohlraum (25) angreift und aufgmnd des Hohlraums (25) die FQIlschicht (24) 
schneiler aus der ersten Ausnehmung als aus Ausnehmungen ohne Hohlraum entfemt 
wird, wobei nach dem Entfemen der Fullschicht (24) aus der ersten Ausnehmung der 
Atzvorgang gestoppt wird (siehe insbesondere Fig. 2 (d)). 

Der Gegenstand des Anspmchs 1 unterscheidet sich daher von diesem bekannten 
Verfahren dadurch dass 

- der Schritt, In dem die FQIlschicht bis in den Bereich des Hohlraums abgetragen wird, 
wird mittels eines planaren Abtrageprozesses ausgefuhrt, wobei die FQIlschicht bis zu 
einem festgelegten Abstand uber der Oberflache der Stege abgetragen wird, 

- und wobei der f estgelegte Abstand so gewahit 1st, dass die Stege Im Bereich einer 
Ausnehmung mit einem klelnen Aspektverh&ltnis belm Atzvorgang nicht unteratzt 
werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu (Artlkel 33 (2) PCT). 


FormblatI PCT/Belblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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26-Mar-04 9:47; 


Selte 9 



INTERNATtONALER VORLAUFIQER Internationales Aktenzeichen PCT/EP03y00087 
PROfUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Die mit der voriiegenden Erfindung zu I5$ande Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden. sicherzustellen, dass nur Ausndhmungen mit einem groBen Aspektvdrhaltnis 
fretgelegt warden. 

Die in Anspruch 1 der voriiegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Ldsung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfindarischen TStigkeit (Artikel 
33(3) PCT): 

Es gibt Im Stand der Technik keinen Hlnwels darauf , die FQIIschicht zuerst mit einem 
planaren Abtragungsprozess und anschlieBend mit einem Atzvorgang zu entfemen. 
AuBerdem scheint im Dokument D1 eine Unteratzung der Stege im Bereich der 
Ausnehmungen mit einem kieinen Aspektverti&ltnis durchaus erwOnscht zu sein, so 
dass auch aus diesem Grund eine Modifikation das in Dokument D1 offenbarten 
Verfahrens im Sinne des voriiegenden Anspruchs 1 nicht naheliegend ist. 


FormblatI PCT/B9lWatl/409 (Blatt 2) (EPA-Aprtt 1997) 


Abs.: Wilhelm & Beck; 



nfineon Techno 
PCT/ED03/00087 


089 12114735; 

es AG 

1 


10/501464 


INF 155S 


Pdtentanspruche 

5 1. Verfahren zur Maskierung von ersten Ausnehmungen CD einer 
Struktur <4) mit Stegen (4) mlt einem grofien AspektverhMltnis 
au5 einer Menge von Ausnehmungen (1,2) mit unterschiediichen 
Aspektverh^ltnissen,. insbesondere einer Halbleiterstruktur, 
mit folgenden Schritten: 
10 - auf die Struktur (I, 2, 4) wird eine FUllschicht (5) aufge- 
brachtv 

wobei die railschicht (5) in der Weise Uber einen 
festgelegten Abstand Ober die Stege (4) hinaus aufgqbracht 
wird, dass sich in ersten Ausnehmungen (1) mit einem groJien 

15 Aspektverh^ltnis ein Hohlraum (6) ausbildet:, 

- die FUllschicht (5) wird mit einem planaren Abtrageprozess 
bis in den Bereich des Hohlraums (6) abgetragen, wobei die 
FQlIschicht (5) bis zu dem festgelegten Abstand Ober der 
Oberfxache der Stege (4) abgetragen wird/ 

20 - in einem Atzvorgang wird die Fullschicht (5) abgetragen, 
wobei der Atzvorgang auch in dem Hohlraum (6) angreift und 
aufgrund des Hohlraums (6) die. Pailschicht (5) schneller aus 
der ersten Ausnehmung' <1) als aus Ausnehmungen (2) ohne Hohl- 
r^iim (6) entfernt wird, wobei nach dem Entfernen der Fail- 

25 schicht (5) aus der ersten Ausnehmung (1) der Atzvorgang ge- 
stoppt wird, wobei der festgelegte Abstand so gew^hll: ist, 
dass die Stege (4) im Bereich einer Ausnehmung (2) mit einem 
kleinen Aspektverhaltnis beim Atzvorgang nicht unterStst 
werden. 

30 

2- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
als Atzverfahren ein isotropes Atzverfahren verwendet wird« 

3. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 oder 2, dadurch ge- 
35 . kennzeichnet,. dass die Struktur (1, 2, 4) Stege (4) aufweist, 
dass auf die Oberfl&che der Stege (4) eine ' Opf erschicht: (12) 
yor dem Aufbringen der FUllschicht (5) aufgebracht wird- 



• 


Abs.: Wilhelm & Beck; 

Cnfineon Techno 
?CT/EPQ3/00087 


089 12114735; 

es AG 


4. Verfahren nach einem der AnsprUchc 
kennzeichnet^ als plana rer Abtragepr< 
xnechanisches Polierverf ahren verwendc t 


10 


15 


5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch 
der festgelegte Abstand grC&er als die 
Dicke (&) des Fullmaterials (5) zwiscjh 
und der Struktur (4, 3) gewahlt ist. 

6. Verfahren nach einem der Ansprtlch 
kennzeichnet, dass die Struktur (1, 2 
wafer (3) herausgebildet wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 
kennzelchnet, dass als FQllschicht (5\ 
TEOS-Prozess abgeschieden wird. 


20 


8. Verfahren nach einem der AnsprOche 
kennzeichnet, dass als Opferschicht (^2 
schieden- wird. 


9. Verfahren nach einezn der AnsprUche 
gekennzeichnet, dass die Fullsdhicht 


26-Mar-04 9:47; Seite 11 

INF 15591 


1 bis 3^ daduxch ge- 
zess ein chemisch- 
wird. 


gekennzeichnet ^ dass 

zweifache maximale 
len einem Kohlraum (6.) 


1 bis 5, dadurch ge- 
4) aus einem Silizium- 


1 bis 6,' dadurch ge- 
Siliziumoxid mit einem 


1 bis 7, dadurch ge*^ 
} Siliziumoxid abge* 


Ausnehmung (2) mit einem kleinen Aspe ctverh^ltnis bis iiber 
25 die Hohe des Hohlraums (6) aufgebrach : wird. 


1 bis 8, dadurch 
5) Qber einer ' 
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VERTRAG OdBoiE IhTTERNATIONALE 
ALin>EM GEBIET DES PATE 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHE 

(Aftikel 18 sowie Regein 43 und 44 PC 

ZUSAMMEf^^Err 

nWESENS 

NBERICHT 

.... ! ^ 

T) 

Akifin2die»ien des Anmeldof s odar Anwaitd 
INF 1559-PC 

wEiTEREs Si!.i55!!l; 

VORGEMEN wireRentf. n 

rig uber die UbermitHung dee intematiohaien 
erfchte (Focmblalt PCmSMSO) eowie. eoweit 
lehstehender Punkt 5 

intamationaies Aktonzelchdn 
PCT/EP 03/00087 

intemalianalM AnffloMedatum 
(m^MonaVJahr) 

08/01/2003 


<i=ruheetee) Priorftatedatum frag^^tpna^JAhr) ! 
15/01/2002 

Anmaider 

INFINEON TECHNOLOGIES A6 


Dieadf intamaikmate RecKierchenbartcht wurde voo der Infisrnatton&ieA Rechdix^nl 
Artikdl 18 Obermtnett. Bne Kopie wird dem Intamatlonalen BOto Obermlttelt 

DIflBBr intemfitienala RacharchAnbdrtAht umfafit Inagesamt 3 Bll 
[Xj DarQbdr htnaus Itagt fttm Oine Kople der In aesem Bertcht ( 

ah<irda arBtaUt und wlrd dam Anmaktar gamao 

tter. 

anarmian untertagen zum Stand dar Technik bel. 


1 . Grundl*g« d«s B«richts 

a. Hm6ic^Nlch d^f Spradm 1st dis intarnaltonaie Recherche auf der Qnindai 
dufchgefOhrt worden, in der die eingerBicht wurdo. «ofern unter diesem 

1 1 Die intamationaie Recherche ist suit def Gmndtage einer bej der B< 
AnmeldunD (Rogol 23. 1 b)) citfchgefOhrt worden . 

b. Hlnstchtlkshdarlndef ^teffMttonalenAnrneldurkOoffBnbBnenNac^ 
Rectierchs auf der Grurxflage dee SequeJuprotDkotta durohgefahrt wordar 

In der mtemationaien Anmeldiing in SchrfflKMr Form enmanen let 

[~1 zueaiwnen mit dar miamationiilen Anmelduno fn oompuiaii88barei 

1 1 bel dar Bah^dO naohtrdQliCti In schrtrtllchar Form olngareicht word 

n bei der Behorde nachtragiich in oomputeneeba/er Form elrigareich 

r~| Die Eildfiruna ^ ^« nachtraglich eingerelchte schnfOlcbe Sequ^ 
intQmalionBiBn Anmeldurig Im Anmeldezellpunkt MnauaQaht, wurd 

n CHa Ertdflrung. dad die In eomputeriesbarar f=c>nn eriamen Iritorma 
wunde vorgelegt. 

2. Bafitlmmte Atupriiche haben aleh ala ntcht rocherchieHMir em 

3. Q Mangainda EInhaltllchKeit der Erflndung (aleha Feid II), 

4. HInsichtUch der Bezekshnung der Erflndung 

pn wird der vom Anmelder eingerelchta Worttaut genehinigt. 
n wurvie der Wordout von der BehOrde wie folgk ffeatgaaetzt: 

5. HInBlchdIch der Zuaanimenfasauno 

lYI wird der vom Anmelder efaigsreichta Worltaut geneivnigt 
=: wurde der Womaut nach Regal 36.2b) In der In Feld itl engegaban 
1 1 Anmaider kann der BehOrde Innarhalb einaa Monate naoh dem Da 
Aacherchenbarichia aina Sieliungnahme vodegen. 

6. Fblger^ Abbfldung der Zelelmiingan Ist mtt der Zueammentaaaung zu verOff 

|T1 wla vom AnmehJer voroeGChlagan 

Q wall der Anmelder aelbet keine AbbHdung vorgaaehtagen hat. 
1 1 well dtese Abblklung die &flndung beaeer kemusBtehnet 

} der intematlonalen Anmeidung in der Spraohe 
ikt niChts andares angagaban Ist 

I^Orde ©Inger eichten ubereeizung der Intemationaien 

indA>der Amlnoaiureaequanz iat did internationale 
dae 

Form eingerelcht M^den iGt. 
\r\ let. 

worden Ist 

nzprotokoii nicht Qber den 0ffent>arungac]8hatt dar 
» vorgeiagt. 

tonan <lam schrtftnchan Gac^janzprDtokDU enlsprBChen, 
iesan (alehe FeM l>. 

m Faeeung von der BehOrde festgesetzt. Der 
um der Abeandung desea tnlemattonalen 

rn kelnederAbb. 


Formbtatt pct;isa/210 <Biatt i ) (Juu 1998) 
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A. KLASSJFIZERUNG DCS AhHiELDUMGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L2l7033 


Nacn dor intemtftoiafan RalantldasBaaMlion (IPK) oder naoh iJer natonaten KjaaajTitelian und cte 


B. nECKERCHlERTE OEBieTE 


Hetfiefcfiteitef MUnoestpfOtSiolT <IQas5ifikatioits9yGlcm und raassffikaUonssymitoic > 

IPK 7 HOIL 


RMMicriiOfto abor ntcM turn MindoGilprulslotf gehmnde Verdasntietiunowi. Kwvvt diM* unlttr i» meti9ie»«non Gebl0t» fallen 


WBttieod der mtftmatiotiaKM Ftochaidw fconiMtlUMlo «ili»Mionisch» Daientonk <Mamo « 

PAJ. EPO-Internal , MPI Data 


C, ALSWESENTLICHANOeSEHENeuMr&RUlGEN 


Kaldgort«' 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 013, no. 110 (E-728), 

16. MJrz 1989 (1989-03-16) 

OP 63 281441 A (HITACHI LTD), 

17. November 1988 (1988-11-17) 
Zusansnenfassung 

US 2001/006839 Al (YEO IN-SEOK) 
5. Jull 2001 (2001-07-05) 
Seite 1; Abblldung 1 

US 6 140 207 A (LEE SEUNG-HO) 
31, Oktober 2000 (2000-10^31) 
das ganze Dokument 


□ 


wa«M» vprmnnietiungon tind d«r FortMUung von Fold C zu 

M\tnenmen 


10 


* Besondera KatsgMtan von angogaDenan VdfWrontUchunoati 
'A' VerManlichuna dis dan an^emainan Stand der Technlk 4eflnien, 

aber pMM cds tesooders tedeutsam anzuttlten 1st 
*E' Dgtatment. Oas (eOoct) arst am ocbf naoh dem UitsmBtloMien 

■I' Vareitemfldiui4dlegaa|giiatlfli.elnan PiiorB4i»an vrwcfi »wa«aft«ft 
aeheinan zu laaaen, odai ctenh die daa VerWtenUk^ungsdsmfTi 9*^r 
andaran «n AacfiftraiMnMdoitt gwwnntan VwOffentBctiufnf tmtogl «N«dwi 
aoH odar dla atis eltiam andaran bafiondarati Gnmd angageben M (wia 
Ailagafuhtt) 

'O* VirortantllcftUDg. cfie tksti aiif aina mundficlia orfanbarunOi 

•Ino BanulzuiH). Bind Aiisstalting odv andan MaBnahman bax 

•P* Ve*«ffaiiUWMing. dte w dwn fcrtanwttonatoB AnmaMedaiuni. aber nacft 
ctem bawi^ifurfiian Pnorttodaiuni yarfKanMidit wonlan W 


SpaiAra vaf< rrantUdMina 

actor damp tortW 

Anmaklang lictA 


VafMi»ntto^ aig 


dta»*va<w dung 
■A* VarBftantio^ ing, 


Datum dea AbschHisaaa der IrUamatloiMUen nadtafcba 


4. Juni 2003 


N»Rw imd Posumichm Oar miematlonBien FtocnefdMnDenordo 
EJUfopatoc^oft Patamarat. p.b. sais patttnteah 2 

NL — ^ i ^Af) i^v Rfiswijk 

TaL (431-70) 34O-2(M0. Tt. 31 651 apo nl 

Fax: (♦Si-TO) 340-3016 


13/ 


(tamadonale^^^Eelchan 

PCT/EP otRo87 


IPK 


und evil, venwandaia SuchbegrilTv) 


Betf. Aittpmch Nr. 


1-3,6,8 


1-8 


1-8 


SkohQ 4 nhang PatafmamttiQ 


^ ^ dia nacti deni intom^ionalBn Aiw^^ 

P loitaiadatMnvorOCiaatSchtworden tot und mil der 

MotMlart, sOAOem nur zum Varat&ndn» des dor 

n Prinzipfi Oder dar Ihr zutrundstiegandefi 


EHlndungz g?vnd9He$)afidei 
TheoriaafH agebanlsr 


von baaomJarar Bedovtung; die beanapnKlila Erfbwfcina 
' dteaer Vaffiffenifchung nicf\taia nau oderaut 
~ benmend betracntat warden 


h ma von bcaooderer eadautung: ae baansprucftte Emndung 
I aa^erSSerto^ Ttt^keft beniharKi beiractiiel 
^ db VatoirantlclMmfl m» ainer oder inehrefan anderen 
KajagOTte >n VettiMa»^^^t^ irtti and 
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